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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien I’état
actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a I’établisse-
ment des éditions révisées et aux mises a jour peuvent étre obtenus
aupres des Comités nationaux de la CEI et en consultant les docu-
ments ci-dessous:

® Bulletin de la CEI

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant
review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current
technology.

Information on the work of revision, the issue of revised editions

and amendment sheets may be obtained from IEC National
Committees and from the following IEC sources:

@ IEC Bulletin

® Rapport d’jactivité de la CEI
Publié annyiellement

® Catalogue des publications de la CEI
Publié annyellement

Terminologie utilisée dans la présente publication

Seuls sont ddffinis ici les termes spéciaux se rapportant a la pré-
sente publication.

En ce qui conferne la terminologie générale, le lecteur seYe
a la Publication|50 de la CEI: Vocabulaire Electrotechnique
national (V.E.L.}, qui est établie sous forme de chapitres sépargs
tant chacun d’y
ment. Des détalls complets sur le V.E.I. pe
demande.

Symboles graphiques et litt

Seuls les synpboles graphiq
dans la présent¢ publication.

Le recueil cg
CEI fait 'obje

Les symboles|i
I’objet de la Pu

Autres publjcations de IaXCEI établies par le méme

Comité d’Etudes

® Report on IEC Activitie:
Published yearly

E C Publication
JE.V.), which is
the form of separate chapters each dealing with a specific
eneral Index being published as a separfte booklet. Full

Graphical and letter symbols

Only special graphical and letter symbols are Included in this
publication.

The complete series of graphical symbols approyed by the IEC
is given in IEC Publication 117.

Letter symbols and other signs approved by the IEC are
contained in IEC Publication 27.

Other IEC publications prepared the same

Technical Committee

L’attention du lecteur est attirée sur la page 3 de la couverture, qui
énumére les autres publications de la CEI préparées par le Comité
d’Etudes qui a établi la présente publication.

The attention of readers is drawn to the inside of the back cover,
which lists other IEC publications issued by the Technical
Committee which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Alimentations stabilisées a sortie en courant continu

TROISIEME PARTIE: ESSAIS CONCERNANT LES PERTURBATIONS

1) Les décisiof
sentés tous

2) Ces décisio

3) Dans le bu
nationales 1p

derniére.

La préser
de la CEIL

Les proje
A la suite dg

des Comités

Les pays

La prései]

RADIOELECTRIQUES

PREAMBULE

as ol sont repré-

les Comltes nationaux s mteressant aces questlons expnment dans la plus grande mesure possi Q ihternational sur
les sujets ex: .

d’encourager 'unification internationale, la CEI exprime le vceeu que tous les Comités nationaux-ad pt dans leurs régles

b texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure ol les conditions nationale . ivergence entre la
recommandation de la CEI et la régle nationale correspondante doit, dans le mesure N eq 2

Clairs dans cette

Ftudes No 22

Papprobation

partie:

Norvége

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Royaume-Uni

Suéde

Turquie

Union des Républiques
Socialistes Soviétiques

te.norme est compatible avec la Recommandation 43 du Comité international spécial des perturbations

radioélectriques (C.L.S.P.R.), publiée en 1973 (Publication 7A du C.IS.P.R.), a l'intérieur du domaine d’application
de cette recommandation, ce domaine couvrant les dispositifs de régulation comportant des dispositifs a semi-
conducteurs «dont le courant nominal n’excéde pas 15 A».

En dehors de ce domaine, la présente norme sera éventuellement révisée en fonction du résultat des travaux
ultérieurs du C.L.S.P.R.

Autres publications de la CEI citées dans la présente publication:

Publications du C.I.S.P.R.:

1.
2.
4.
5.
TA.

Spécification de I’appareillage de mesure C.I1.S.P. R pour les frequences comprises entre 0,15 MHz et 30 MHz.
Spécification de P’appareillage de mesure C.1.S.P.R. pour les fréquences comprises entre 25 MHz et 300 MHz.
Spécification de I’appareillage de mesure C.1.S.P.R. pour les fréquences comprises entre 300 MHz et 1000 MHz.
Appareils de mesure des perturbations radioélectriques comportant un détecteur autre qu’un détecteur de quasi-créte.
Premier complément a la Publication 7 du C.I.S.P.R.: Recommandations glu CISPR.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

Stabilized power supplies, d.c. output

PART 3: RADIO-FREQUENCY INTERFERENCE TESTS

FOREWORD

1) The format
Committees
subjects deal

2) They have t}

3) In order to p
recommend
the correspo

with.

e form of recommendations for international use and they are accepted by the Nationa

PREFACE

This standlard has been prepared by Sub-Committee
Committee No. 22, Power Electronics.

ver Supplies, of IE(

The first drafts were prepared at the meeting 970 and Stockholm in 1971
this latter mgeting, a new draft, Document 22

approval under the Six Months’ R

' The follow

Portugal
South Africa (Republic of)
Spain
Sweden
Turkey
Union of Soviet
Socialist Republics
United Kingdom
United States of America

mendation and

[ Technical

. Following

, submitted to the National Conimittees for

This standard\is in conformity with Recommendation 43 of the International Special Committe

e on Radio

Interference (C.I.S.P.R.)(see C.L.S.P.R. Publication 7A (1973), within the scope of the said recommendation, which

covers regulating controls incorporating semiconductor devices “for rated currents not exceeding 15

A”.

Outside this scope, the present standard may be subject to revision in accordance with the results of future, work

by the C.I.S.P.R.
Other 1EC publications.quoted in this publication:

C.I.S.P.R. publications: ' :
Specification for C.L.S.P.R. Radio Interference Measuring Apparatus for the Frequency Range 0.15 MHz to 30

C.IS.P.R. Measuring Set Specification for the Frequency Range 300 MHz to 1000 MHz.
Radio Interference Measuring Apparatus having Detectors Other than Quasi-peak.

1.
2.
4,
5.
7A. First Supplement to C.I.S.P.R. Publication 7: Recommendations of the C.I.S.P.R.

MHz.

Specification for C.1.S.P.R. Radio Interference Measuring Apparatus for the Frequency Range 25 MHz to 300 MHz.
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Alimentations stabilisées a sortie en courant continu

TROISIEME PARTIE: ESSAIS CONCERNANT LES PERTURBATIONS

RADIOELECTRIQUES

SECTION UN - GENERALITES
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II:‘ ainsi, pour
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est obtenue,
5 industriels.
pricant. Il est
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[le courant de
{épasse cette

Hz a 30 MHz.

ne dépassant

Dans le ¢as d’ahmenta ons stabilisées destmees a des apphcat10ns spe01ales ou les prescrlptlons omcernant les

perturbatiohs

s de mesure

doivent étre les mémes que ceux decrlts dans la présente norme mais les limites devront faire ’objet d>un accord
entre utilisateur et fabricant.

SECTION DEUX -~ COURANTS DE SOURCE INFERIEURS A 25 A

3. Appareil de mesure

L’appareil de mesure des perturbations radioélectriques utilisé pour déterminer la conformité aux limites doit
correspondre aux prescriptions de la Publication 2 et de la Publication 4 du C.I.S.P.R.: Spécification de I’appareillage
de mesure C.LS.P.R. pour les fréquences comprises entre 300 MHz et 1000 MHz. Les caractéristiques principales
.des ensembles de mesure de quasi-créte pour les gammes de fréquences comprises entre 0,15 MHz et 30 MHz,
30 MHz et 1000 MHz figurent au tableau I.
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Stabilized power supplies, d.c. output

PART 3: RADIO-FREQUENCY INTERFERENCE TESTS

SECTION ONE - GENERAL

1. Object

This stang iolinterference
generated by stabilized power supplies.

It also spegifies the limits of radio-frequency interference voltages measuyed at s and at the
load terminalls. It is considered that in this way it will be possible to obtain f6 eat majori ilized power

supplies a repsonable degree of compatibility with general electrical and ele

Requirempnts for measurements of radiated interference have
considered that if compliance with the limits for conducted i
suitable for ¢peration in most laboratory and iffdustriale
therefore bel a matter of negotiations betwee
techniques ¢mployed should follow the general3
C.I.S.P.R. Radio Interference Measuring Appharat e S
C.LS.P.R. Publication 2, Specificati S.RR. arferd Frequency
Range 25 MHz to 300 MHz. '

2. Scope

The main ed does not
exceed 25 A

However, 5 this value:

al 3 t is possible
that spgefabNapplicati Q stics of the

In the cas¢ of power supplies for special applications where the radio interference requirements ar likely to be
more oneroysithe measuring equipment and techniques shall be as described in this standard but the|limits must
be agreed between user and manufacturer.

SECTION TWO -~ SOURCE CURRENTS NOT EXCEEDING 25 A

3. Measuring set

The radio interference measuring equipment used to determine compliance with the limits shall conform with
the requirements of C.L.S.P.R. Publication 2 and C.I.S.P.R. Publication 4, C.1.S.P.R. Measuring Set Specification
for the Frequency Range 300 MHz to 1000 MHz. The main characteristics of quasi-peak measuring sets for the
frequency ranges 0.15 MHz-30 MHz and 30 MHz-1000 MHz are shown in Table L.
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TABLEAU I

Caractéristiques de I'appareillage de mesure des perturbations radioélectriques de quasi-créte

Bande de fréquences (MHz)

Caractéristique

0,15-30 /301000
Largeur de bande & 6 dB 9kHz 120 kHz
Constante de temps, de charge I ms 1 ms
Constante de temps de déchargel 160 ms 550 ms
Constante de temps mécanique du compteur 160 ms 100 ms |
Facteur de surcharge, amplificateur a fréquence intermédiaire 30dB / 43 ,@\

D’autres
C.LS.P.R.: Appareils de mesure des perturbations radioélectriques co
de quasi-crdte, peuvent étre utilisés a condition que des facteurs de

4. Meéthode de mesure

gument ne (épassan
Pappareillage est repré:

sures sur le
Les mesuf:
de variation

en vue de dg gns de perturbations maximales.

5. Exigeng

Dans les

ypes d’appareillage de mesure des perturbations radioélectrigiies sp

ées, da

la Publication 5 du

9.
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=/aux fréquences radioélec
des perturbations extérieures a ’dlimentation

inale ainsi que dans la plage de variation nominale des valeurs

in détecteur
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e source qui

iques, ainsi

sont repré-
ublication 1
P Q) et un ar-
montage de

bour les me-

q figure 2.

Hans la plage
e la charge,

batrice maxi-

male est spécifiée pour les bornes de raccordement a la source (entree) ‘et pour les bornes de raccordement au circuit

d’utilisation (bornes de sortie) conformément au tableau ci-dessous:

Valeurs limites

Plage de fréquences

Entrée Sortie
0,15MHz 4 0,5 MHz 2mV 10 mV
0,50 MHz a 30 MHz 1mV SmV

Ces valeurs limites sont celles de la Recommandation C.1.S.P.R. 43 pour les courants inférieurs a 15 A.
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TABLE I

Characteristics of quasi-peak radio interference measuring set

Characteristic

Frequency range (MHz)

Other types of radio interference measuring equipment as specifie
Measuring Apparatus having Detectors Other than Quasi<peak,
actors can be established.

Interferencd
correlation

4, Method

0.15-30 30-1000
Bandwidth at 6 dB 9kHz 120 kHz
Charge time constant \1 ms 1ms
Discharge time constant 160 ms 550 ms
Mechanical time constant of meter 160 ms 100 ms
Overload factor (i.f. amplifier) 30dB 43.5d

of measurement

The stabilized power supply under test shall be

which shall

appear in th

Circuit de
are in accorq
source netw
conductors

Figure 2, page 11.

The intert
made on thg
resistor as s

load terminals in accordance with the following table:

Limits
Frequency range
Input Output
0.15MHzto 0.5 MHz 2mV 10 mV
0.50 MHz to 30 MHz I mV SmV

These limits are those of C.I.S.P.R. Recommendation 43 for currents not exceeding 15 A.

PR Rublicatipn 5, Radio
axbetised provided t

hat adequate

rce network
5 as well as
ply does not

bage 10, and
[he artificial
each of the
diagram of

nts shall be
pacitor and

e range and

age is specified
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SECTION TROIS - COURANTS DE SOURCE COMPRIS ENTRE 25 AET 100 A

6. Méthode de mesure

Les détails du circuit d’un réseau provisoire fictif de source pour des courants de source ne dépassant pas 100 A
sont représentés a la figure 3, page 12. L'impédance mentionnée est mesurée 2 la borne de 'élément, la borne de

" Pappareil de mesure étant chargée par S0Q. L’élément est destiné a étre employé avec desvappareils de mesure ayant
une impédance d’entrée de 50Q ; d’autres appareils de mesure peuvent atre utilisés avec des affaiblisseurs d’adap-

tation adéquats. Cet élément équiva

essai.

L’appareillag

ployée en ut

7. Exigenc

Les limitep applicables des perturbations admises ne peuvent étre définig

faire I’objet ¢
tallé est sen

8. Généralftés

Dans le ¢4
presque sr
chacun des

(décrit & larfi

lis
bs minimales

*un accord entre constructeur et utilisateurs qui doivent averti
ible au brouillage ou aux perturbations radioélectriques.

SECTION QUATRE - CO

ut 3 une branche du réseau en V; un élément est requis pour chaque ligne en

Joit &tre em-

bivent donc
reillage ins-

né qu’il est
%tué'es entre

de mesure
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SECTION THREE - SOURCE CURRENTS BETWEEN 25 A AND 100 A

6. Method of measurement

Circuit details of a tentative artificial source network for currents up to 100 A are shown in Figure 3, page 12.
The impedance referred to is measured at the appliance terminal of the unit with the measuring set terminal loaded
with 50 Q. The unit is designed for use with measuring sets having an input impedance of 50 Q; other measuring
sets may be used with suitable matching attenuators. This unit is equivalent to one branch of the V-network and
one unit is required for each line under test.

fmedmClaase 4 shall be

The equipnrentshatt-becommected-asshowrrinr Figure2and-tiretest procedureo
used with the measuring equipment described in Clause 3.

7. Minimhim requirements

The applicable limits of permissible interference cannot be rigidly defined
of agreement between manufacturer and users, who should notify th
which may|be susceptible to interference.

e the subject
d equipment

8. General

In the ca: Easurements
will be mad nd load lines
and earth Wi an isolating

capacitor.
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- 10 -

U . , .
Vers la source c ) Vers l'alimentation 3 I'essai

To source ] = O1uF To power supply under test

©

|

L =2>50 ootize
C =>0,5
U, N = conneki 8 phase et neutre)
connegtionsto'enesg pce (live and neutral)
U’, N’ = connekions a-Falimentation a I’essai
conneftions’to power supply under test
FIG. 1. — Réseau en V fictif de source (monophasé)
(courants de source inférieurs a 25 A).
Artificial source V-network (single phase)
(source currents up to 25 A).
Note. — Le réseau artificiel de source correépondant a des alimen- Note. — The corresponding artificial source network for
tations triphasées utilise des circuits & branches multiples, three-phase supplies uses multiple arm circuits, each arm
chaque branche étant identique a 'une de celles représen- being identical with one of those shown in the above

tées dans le réseau en V monophasé ci-dessus. single-phase V-network.
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